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Urzadzenie do obserwacji .
mikroskopowych sktadnikéw strukturalnych materiatéw metalicznych,
ujawnionych metoda naparowywania substancja interferencyjng

Przedmiotem wynalazku jest urzadzenie, w ktérym naparowywuje sie¢ warstwa interferencyjna zglad
badanego materiatu metalicznego. Badany material, znajdujacy si¢ wtym urzqdzeniu, obserwuje si¢ na
mikroskopie metalograficznym bezposrednio po naparowaniu. '

Dotychczas znane sa urzadzenia prézniowe, zwane napylarkami, stuzace do naparowywania warstwa
interferencyjna zgtadu badanego materiatu, ktéry po wyjeciu obserwuje si¢ przy uzycéiu mikroskopu optycznego.
Wada tego sposobu jest niemozno$¢ ustalenia optymalnych parametréw naparowywania zgtadéw prébek, a wigc
uzyskania powtarzalnych jednorodnych wynikéw, oraz duza pracochtonnos¢ tych czynnosci,

Celem wynalazku jest skonstruowanie urzadzenia zezwalajacego na obserwacj¢ badanych zgtadéw prébek
bezposrednio po naparowaniu w prézni, na mikroskopie metalograficznym.

W rozwigzaniu wedlug wynalazku, komora préiniowa polaczona jest ze standardowym ukiadem do
wytwarzania wysokiej .prézni rz¢du 107° tr, wewnatrz ktérej znajduje si¢ urzadzenie do podnoszenia,
opuszczania i ustawiania prébki w Zadanym potozZeniu tygla do topienia drogg grzania oporowego substancji
interferencyjnej, dwie przystony do regulacji strumienia pary tej substancji, przesuwana plytka zabezpieczajaca
wziernik mikroskopowy od strony obiektywu mikroskopu optycznego przed jej zaparowaniem, oraz mechanizm
przesuwajacy te¢ plytke. W bocznej $cianie komory proiniowej znajduje si¢ wziernik do obserwacji wnetrza
komory. Komora jest ustawiona na mikroskopie metalograficznym — optycznym z odwrdéconym stolikiem.

Urzadzenie wedlug wynalazku jest uwidocznione na schematycznym rysunku w przekroju pionowym.
W komorze préiniowej 1, ustawionej na stoliku 2 mikroskopu znajduje si¢ urzadzenie 3 do podnoszenia,
opuszczania iustawiania prébki 4 w podstawce 5 oraz w uchwycie 6, tygiel 7 do topienia drogg grzania
oporowego substancji interferencyjnej, do ktdrej jest doprowadzony prad przepustami 8, dwie przystony 9 do
regulacji strumienia pary, przesuwna ptytka 10 zabezpieczajgca wziernik mikroskopowy 11, oraz mechanizm 12
przesuwajacy t¢ plytke. W bocznej $cianie komory 1 znajduje si¢ wziernik 13 do obserwacji wzrokowej wngtrza
komory. Komora 1 jest potaczona przewodem 14 ze standardowym uktadem do wytwarzania wysokiej prézni.

Dziatanie urzadzenia jest nastgpujace. Po wloZeniu odpowiednio przygotowanej prébki do uchwytu 6
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i substancji interferencyjnej do tygla 7 odpompowuje si¢ komor¢ 1. do prézni rzedu 107 tr, Po uzyskaniu
.prézni, ciagle pompujac, przesuwa si¢ zabezpieczajaca plytke 10 nad wziernik mikroskopowy 11 i wlacza si¢
prad grzania tygla 7. Pary substancji interferencyjnej, kierowane przez przystony 9 pokrywajy powierzchnig
zgtadu badanej probki 4 tworzac warstwe interferencyjna. Po wiaczeniu pradu opuszcza si¢ probke przy pomocy
mechanizmu 3 do podstawki 5 i po przesunigciu ptytki 10 obserwuje si¢ zgtad tej prébki przez mikroskop
metalograficzny.

Zastrzezienie patentowe

Urzadzenie do obserwacji mikroskopowych sktadnikéw strukturalnych materiatéw metalicznych ujawnio-
nych metoda naparowywania substancja interferencyjng, znamienne tym, Ze na stoliku (2) mikroskopu
metalograficznego umieszczona jest komora prézniowa (1), wewnatrz ktérej znajduje sie urzgdzenie (3) do
podnoszenia, opuszczania i ustawiania probki (4) w podstawce (5) do obserwacji mikroskopowej, oraz w uchwy-
cie (6) do naparowywania, tygiel (7) do topienia, droga grzania oporowego, substancji interferencyjnej,do ktérego
jest doprowadzony prad przepustami (8), dwie przystony (9) do regulacji strumienia pary, przesuwna plytka (10)
zabezpieczajaca przed naparowaniem wziernik mikroskopowy (11), oraz mechanizm (12) przesuwajacy plytke
(10), przy czym w $cianie komory (1) znajduje si¢ wziernik (13) do obserwacji wzrokowej wnetrza komory,
ktdra jest potaczona przewodem (14) ze standardowym uktadem do wytwarzania wysokiej prézni,
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